Prof. dr hab. inz. Michal Wieczorowski Poznan, 11.04.2022r.

Kierownik Zaktadu Metrologii i Systeméw Pomiarowych

Instytut Technologii Mechanicznej

Wydziat Inzynierii Mechanicznej

Politechnika Poznaniska

W zwiagzku z wnioskiem Dr hab. inz.. Jézefa Gruszki, prof. PP z Wydziatu Inzynierii Zarzadzania

Politechniki Poznanskiej, o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania tytuhu profesora w

dziedzinie nauk inzynieryjno — technicznych w dyscyplinie inzynieria mechaniczna

POTWIERDZAM

nastepujacy zakres jego udziatu w pracach Zaktadu Metrologii i Systeméw Pomiarowych:

Wyktadowcea studium podyplomowego Metrologia i Sterowanie jakoscig na Wydziale Budowy
Maszyn. Zaktad Metrologii i Systeméw Pomiarowych Politechniki Poznanskiej w Poznaniu w

zakresie przedmiotu: Dokumentowanie systemow jakosci. Rok akad. 1996-1997.

Uczestniczyt w okresie 2005 — 2006 jako gléwny wykonawca w realizacji projektu nr
4TO7D006 29 pt. Analiza wiarygodnosci i odtwarzalnosci pomiaréw chropowatosci
powierzchni. Udziat jako cztonka zespotu projektowego polegal na doborze prébki do badan po
procesie gladzenia oraz pomiarach w ramach projektu prébek po procesie szlifowania elektro-
chemicznego, superfinish, frezowania szybko$ciowego oraz biezni tozyska w laboratorium

MAHLE Krotoszyn SA.

Uczestniczyt w VII Konwersatorium Stereometria powierzchni: Pomiary, badania, aplikacje w
dn.10 — 11 .04.2008 roku z wyktadem Gruszka J., Maciejewski R. nt.: Praktyczne problemy w
pomiarach struktury geometrycznej powierzchni honowanych tulei cylindrowych — oczekiwania

wzgledem nauki.



